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English Abstract: The presence of crackings in 
an inducƟon coil always has a consequence like: 
ReducƟon in the efficiency of the inducƟon heat 
treatment proccess. 

ImpacƟng economic costs like: increase of the 
producƟon cost due to the reducƟon of the coil 
producƟvity, machine producƟon delay , high 
consumpƟon of deionized water and high 
polymer consumpƟon. 

A study of this cracks using SEM will give us 
informaƟon about the structural changes that 
are generated in the countour of the crack, 
offering us the knowledge to prevent this type 
of problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: Estudio de fisuras en bobinas de 
inducción uƟlizando microscopio electrónico de 
barrido 

Autor: Miguel Equihua Leon, Boinsa de Mexico 
S.A. de C.V. 

Spanish Abstract: La presencia de fisuras en una 
bobina de inducción siempre trae como 
consecuencia una reducción en la eficiencia del 
proceso de tratamiento térmico por inducción. 

Impactando en costos ecomómicos como: 
incremento del costo de producción por la baja 
producƟvidad de la bobina, paros de maquina, 
consumo elevado de agua desmineralizada y 
consumo elevado de polimero. 

Un estudio de estas fisuras uƟlizando el MEB 
nos dará información sobre los cambios 
microestructurales que se generan en el 
contorno de la fisura, dándonos el conocimiento 
para prevenir este Ɵpo de problema. 
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